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Numeérotation des publications
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sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEl 60034-1.
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CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
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respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.
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Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEI
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
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sujets a I'étude et I'avancement des travaux entreprls
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Fax: +41 22919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication |ncorporat|ng amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.
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(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
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technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/JP.htm) is also available by email.
Please contact the Customer Service Centre (see
below) for further information.

. Customer Service Centre
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX EN MATERIAUX MAGNETIQUES DOUX —
METHODES DE MESURE —

Partie 3: Propriétés magnétiques a niveau élevé d'excitation

AVANT-PROPOS

1)
2)
3) ationales. Ils sont publiés
éés comme tels par les Comités
4) ' 'unification i g e ité ationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
Si ationales de la CEI dans leurs _normes
5) Ne indication d’approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.
6) es eléments de la présente Norme internationale peuvent faire
droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de @ propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internatio 3 a) été établie par le comité d'études 51 de la CEl:

Composants mag

Le texte de ce s“documents suivants:

FDIS Rapport de vote
> 51/573/FDIS 51/583/RVD
Le rapport de voteNindiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B, C, D et E sont données uniquement a titre d’information.

La CEl 62044 présentée sous le titre général Noyaux en matériaux magnétiques doux —
Méthodes de mesure, comprendra les parties suivantes:

Partie 1: Spécification générique (a I'étude)

Partie 2: Propriétés magnétiques a faible niveau d'excitation (a I'étude)

Partie 3: Propriétés magnétiques a niveau élevé d'excitation

Partie 4: Propriétés non magnétiques (a I'étude)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CORES MADE OF SOFT MAGNETIC MATERIALS —
MEASURING METHODS -

Part 3: Magnetic properties at high excitation level

FOREWORD

ation comprising
is to promote

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardhi
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object o the IE

international co-operation on all questions concerning standardization in the ele ! ectr ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International &ta paration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in |th ‘may
participate in this preparatory work. International, governmental and no

with the IEC also participate in this preparation. The I|IEC collabd ¢ Internauonal

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techmc 3 :
international consensus of opinion on the relevant subjects PINtechnical co mittee has representanon
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend 1 na use and are published in the form
- ; .

of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

ndertake to apply IEC International
their national and regional standards. Any

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum

5)

6)

\ FDIS Report on voting
) 51/573/FDIS 51/583/RVD

Full information o voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B, C, D, and E are for information only.

IEC 62044, presented under the general title Cores made of soft magnetic materials —
Measuring methods, will include the following parts:

Part 1: Generic specification (under consideration)

Part 2: Magnetic properties at low excitation level (under consideration)

Part 3: Magnetic properties at high excitation level
Part 4: Non-magnetic properties (under consideration)
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La présente partie 3 est publiée la premiére. La CEl 60367-1 et la CEl 60367-2 seront
annulées lorsque les parties 1, 2 et 3 de la CEI 62044 auront été publiées.

Cette norme annule et remplace 11.2 et I'annexe J de la CEl 60367-1. Les articles restants de
la CEl 60367-1 seront remplacés par la CEl 62044-1 et la CEl 62044-2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’octobre 2021 a été pris en considé

%
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Part 3 is the first to be published. IEC 60367-1 and IEC 60367-2 will be cancelled after parts
1, 2 and 3 of IEC 62044 are published.

This standard cancels and replaces 11.2 and annex J of IEC 60367-1. The remaining clauses
of IEC 60367-1 will be replaced by IEC 62044-1 and IEC 62044-2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2006. At this date, the publication will be

The contents of the corrigendum of October 2021 have been i

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.

O



